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PRINCIPIOS BASICOS DEL INVENTO

Bste invento se refiere a una memoria para una
méquina de inspeccién de reciplentes de vidrio. Mas parti-
cularmente, o8te invento se refisre a una memorisa para ung
mdquina de inspsccién de reciplentes de vidrio que despla=-
za fraccionadamente recipientes de vidrio de estacién en
estacién para su inspeccién. Especificamente, este invento
se refiere a una memoria de sstado sélido para tal méquina
de inspeccidn.

Un tipo bien conocido de méquinas de inspeccidén
para recipientes de vidrio es el que se conoce como mdgui-
ne FP fabricada por Owens-Illinois, INc. Esta es una mégqui
na giratoria de desplazamiento fraccionado donde son des-—
plazados fraccionadamente recipientes de vidrio a través
de una pluralidad de estaciones para inspeccién. Puede ser
encontrado un defecto en cualquier estacién, pero el recha
zo de un recipiente defectuoso no se pusde producir hasgta
que no ha siéo pasada la dltima estacidn de inspeccién. De
este modo, estas mdguinas requieren una memoria para permi
tir la rstencién de informacién de recipilente defectuoso
hasta que se alcance una posicidén de rechazo. Anteriormen-
te, han sido utilizadas memorias del tipo de clavijas o de
cinta magnética. Sin embargo, eostos son dispositivos bési-
camente mecdnicos que han presentado no solamente problemas
de mantenimisento sino también problemas de precisién de al
macenamisnto de la informacién. Se contempla shora ung me-
morie de estado sblido para esta mdquina que utiliza com=-
ponentes electrénicos fiables y duradsros. Esto reduce los
problemas de mantenimisnto y aumenta la fiabilidad con le

cual la memoria retiense los datos. Bs utilizado un impulso
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de sineronismo muy répido para sincronizar un grupo de cir
cuitos de bdscula biestable conectados en serie en un tlem
po inferior al tiempo de transferencia de la informacién a
través de los circuitos de bdscula biestable.

No son desconocidos en la técnica anterior siste
mas de memoris de sste tipo general., Por ejemplo, véanse
las Patentes Nortesmericanas 3.259.240; 3.263.810; 3.565.249
¥ 3.581.889, El mejor sjemplo de la técnica anterior cono-
cido es lg Patente Norteamsricana 3.757.940. Esta patente
ilustre sobre una memoria de estado sélido para una migui-
na del tipo FP similar. El dispositivo de memoria de la ci
tada patente ha tenido éxito, pero es bastante complejo y
estd disefiado para un funcionamiento de muy alta velocidad.
Requisre dos memoriesy dos frecuencias de sincronismo indg
pendientes para permitir el rechmzo aguas abajo de los re-
cipientes defectuosos. Adiclonalmente, los impulsos de sin
cronismo deven ser retardados y condicionedos pars evitar
desplazamientos falsos de informacién. Este invento esta
disefiado paras méquinas FP gque funcionan a velocidadss modg
radas y no requiesren rechazo aguas abajo. Adicionalmente,
gse hs simplificado el circuito de la citada patente y se
he eliminado la necesidad de retardar y condicionar los im
pulsos de sincronismo. Ademés, la técnica de generacién de
impulsos de sincronismo del presente invento es mucho mas
simples puesto que solamente se requisre un unico impulso
de sincronismo de una frecuencias unica.

RESUMEN DEL INVENTO

El invento reside en une méquina de inspeccién
para recipientes de vidrio. En esta méquina, los recipien-

te8 de vidrio son retirados uno a uwno de un sigtemg trans-
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portador que se desplaza continuamente y son sometidos a
desplazamisnto fraccionado en serie a través de una plura-
lidad de esbhaciones de inspeccién. La mdquina de inspec—
cién incluye medios de deteccién y medios légicos de defep
to de botella que gensran sefiales de selida si los recipien
tes de vidrio inspeccionados estén defectuosos en uno o més
aspecto en cualquiers de las estaciones de inspeccién. El
invento consiste especificamente en una memoria mejorada
para esta miquina. Estan conectados en serie una plurali-
dad de circuitos de bascula biestable del tipo circuito pri
cipal-cireuito subordinado, siendo el ndmero de circuitos
de béscula biestable superior en una unidad el ndmero de
estaciones de inspeccién. Se crean medios para conectar un
conductor de salida de los medios légicos a cada uno ds log
circuitos de bascula bisstable excepto al udltimo de la plu-
ralidad de circuitos de bédscula biestable. Unos medios de
temporizacion pregentan un primer estado eldetrico cuando
la mégquina dé inspeccidn estd inspeccionando y un segundo
estado eléctrico cuando la mdquina de inspeccién estd en
su ciclo de desplazamiento fraccionado. Unos medios de cir
cuito electrénico de sincronismo generen un impulso de sin

cronismo que tiene un tiempo de subida més corto que el

tiempo de transferencia de informacidén a través de cualguig

ra de los circuitos biestables en respuesta a la transicién
de los medios de temporizacién desde el segundo estado slég
trico hasta el primer estado eldédctrico. Los medios de cir-
cuito de sincronismo estén conectados a los medios de tem~—
porizacion y a cada uno de los circuitos bisgtables. Unos
medios electrénicos de circuito de salida generan una se-

flal cuando el dltimo de la pluralidad de circuitos biesta=

15]
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bles es portador de una sefial que indica la presencis de un
recipiente de vidrio defectuoso y cuando estd presente el
impulso de sincronismo. Los msdios de circuito de salida
estén conectados a un terminal de salida del dltimo circui
t0 biestable y a los medios de circuito de sincronismo.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJCS

La figura 1 es una vista esguemética en planta
que representa la interrelacion del presente invento con
una méquina de inspeccién de recipisntes de vidrio; ¥y

Ia figura 2 es un diagrama de blogues de la memg
ria del presente invento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS DIBUJOS

Ia figura 1 representa el aparato mecénlco y eleg
trénico del presente invento sn forma esquemdtica, El pre- '
gonte invento estd disefiado especificamente para funcionar
con un aperato de verificacicn de botellas tal como el deg
crito en la Patente Norteamericana 3.313.4C9 cuyas ensefian |,
zas se incorporan equi como referencia. Se cree que las en
sefianzas de la citede patente estén suficientemente claras
para permitir a los expertos en la técnica utilizar el pre
sente invento cuando se describe en forma esquemdtica. Un
aparato de verificacién o méquina de inspeccién de articu—
los est4 designada en genersl por la cifra 1C. La mdquina
10 de inspsccién incluye un disco 12 giratorio que tiene
recepbdculos cortados en el mismo para recibir reciplentes
14 de vidrio a ser inspeccionados. Los recipientes 14 de
vidrio son presentados a la méquina 10 de inspeccién en uns
fila Unica por un sisteme 16 de transporte que se desplaza
continuamente. El transportador 16 sirve también para rebi

rar los articulos de la méquina 10 de verificacién. EL treng
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portador 16 sirve asi como medio para entregar y retirar aX
t{culos del aparato 10 de verificacidén. Como se ensefia en
la Patente Norteamericane 3.313.409, el reciplente 14 de vi
drio que estd colocado en el receptéculc designado por A

es hecho girar secuencialmente o es desplazado fraccionadg
mente hasta posiciones o estaciones designadas como B, C,
D, E y F. La inspeccién del recipiente 14 de vidrio se llg
va a cabo en las posiciones B, C, D, E y F por un sparato
que no esté representado pero que es bien conocido para los
expertos en la téenica. La posicién G es una posicidn en lg
cual es mantenido un recipiente 14 antes de su liberacién
hacia el dispositivo 16 transportador. Si el recipiente 14
ha superado todas las inspecciones realizades sobre el mis
mo durante su desplazamiento fracclonado de estacién a es-
tacién, el recipiente 14 es liberado y se permite que pro-
siga a lo largo del dispositive 16 transportador. Si el re
cipiente 14 ha mostrado algun defecto, es girado hacia la
posicidn indicada como H. $in embargo, una barra 18 desvia
dora arrastra el recipiente 14 fuera del dispositivo 16
transportador y lo sitda dentro de una zona de rechazo an=-
tes de que puda completar sl desplazamisnto fraccionado y
ser entonces desplazado adicionalmente hesta la posieién A
donde interferiria con reciplentes 14 entrentes. En la es-
tacién G, un motor 20 neumdtico soportado por el dispositi
vo 16 transportador mediante una escuadra 22 adecuade, sir
ve para controlar la liberacién de recipientes hacia el dig
positivo 16 transportador y para retener recipientes defec-—
tuosos para su rechazo por la barra 18 desviadora. El moton
20 neumético incluye una varilla 24 extensible de accione—

miento gue lleva sobrz su extremo una punta 26. La punta
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26 eg retraida o retirada de su contacto con el recipiente
14 de vidrio por retraccién de la varilla 24 de accionamien
t0 en respuesta g una sefial que indica que el recipiente 14
de vidrio he pasedo todas lag inspecciones realizadas sobrd
ol mismo en la méquina 1C de inspeccidén. Si el recipiente
14 de vidrio se ha mostrado defectucso en una o mds de sus
propledades, la varilla 24 de accionamiento no es retraide
y consiguientemente la punta 26 impide que el recipiente

14 de vidrio se desplace a lo largo del dispositivo 16
transportador. Entonces, el ciclo siguiente de desplaza-
misnto fraccionado de la méquina 10 .de inspeccién obliga
al recipiente 14 a hacer contacto con la barra 18 desvia-
dora para su rechazo. El funcionamiento del motor 20 neumé
tico estd controlado por una vAlvuls 28 de solenoide ali-
mentade de aire comprimido procedente de una fuente, no re
presenteda, & travéds de un conducto 30. Este sire es sumi-
nistrado entonces selectivamente al motor 20 neumdtico a
través de un conducto tubular 32. Comc es blen conocido en
estos tipos generales de mdquinas 10 de inspeccibn, los re
cipientes 14 de vidrio son desplazados fraccionadamente de
estacién a estacidén de un modo controlado por un dispositi
vo de accionamisnto de desplazamiento fraccionado. Una levg
34 giratoria es accionada de un modo continuamente girato-—
rio por el mecanismo de sccionamiento principal de la maquil
na. Esta leva 34 estd asl en sincronismo con el mecanismo
de accionamiento de desplezemiento fracclonado y puede ser
utilizeds para proporcicnar sefiales de temporizacidén. Cuan
do el disco 12 es acciocnado en un modo intermitente, de deg
plazamiento fraccionado, la leva 34 gira continuamente y

realize une revolucién completa por cada ciclo del disco
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12, incluyendo un ciclo un modo de inspeocién cuando el dig
co 12 estd detenido y un modo de desplazamiento fraccione-
do cuando el disco 12 se musve. En realidad, un conmutador
36 gue tiene un palpador 38 de accionamiento, estd situado
en proximided a la leva 34 de modo que le leva 34 acciong
el palpador 38 del conmutador 36 y cenera asi sefiales eléc
tricas de temporizacién a lo largo de dos conductorss 40 y
41 de salida. Los conductores 40 y 41 son portadores de in
formacién procedente del conmutedor 36 que indice si la mg
quine esté en un meodo de inspeccién o en el modo de despla
zemientc fraccionado. La informaclén es transportada en fun
cién de dos estados eléctricos diferentes del conmutador
36, y la leva 34 y el conmutador 36 forman por consiguien—
te un medio para presentar estos dos estados. Los conduc-
tores 4C y 41 estén conectados a una memoria 42 principel
de mdquina. La unidad 46 de deteccién y unidad légica de
defecto de botells esg del tipo bien conocido en le técnica
vy puede ser ael tipo expuesto en la Patente Norteamericenea
3.313.409. La sefiales procedentes del equipo de deteccién
montado sobre el disco 12 giratorio o bajo el mismo son
alimentades a la unidad 46 légica a través de cinco condug
tores 48a, 48b, 48c, 484 y 48e de entrada. Es posible que
un recipisnte 14 de vidrio see inspeccionade en cuanto a
miltiples propiedades en cualquiera de las estaciones B a
¥, Resultard totalmente evidente que un recipiente 14 de
vidrio pusde ser encontrado defectuoso en cualguiera de las
estaciones B, G, D, E 0 F de ingpeccién. Sin embargo, la
ejecucibén fisica de la decisién pars rechazar tal recipien
te 14 de vidrio defectuoso no puede ser realizada hasta que

ge glcoanza la estacién G. Por consiguiente, la memoria 42
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tiene como funcidén mentener la informacidén que indica que
un recipiente 14 de vidrio particular esta defectuoso y trg
tar esta informacién de modo que cualquier recipiente dé
vidrio que presente un defecto en cualquiers de las esta-
ciones de inspeccidn serd rechazado en las estacidnes G y
F, Para este fin, cinco conjuntos independientes de condug
tores 508 y b, 5la y b, 528 y b, 53a y b, y 54a y b son
portadores de informacién de botella defectuosa desde la
unidad 46 de deteccién y unidad légica de defscto de bote-
1la hesta la memoria 42. Entonces, en el ingtante correcto,
o5 transmitida una sefial desde la memoria 42, a través de
un conductor 56 eléctrico, haste la vdlvula 28 de solenoi~
de para originar la operacién ciclica de la vdlvula 28 de
solenoide para indistintamente aceptar o rechazar un reci-
plente 14 de vidrio presentado en la estacién G.

Le figura 2 representa la disposicién constructi
va de la unidad 42 de memoria en forma de diagrame de blo-
gues. Los conductores 50a y 50b estén conectados a un reléd
58 normalmente abierto que es parte de la unidad 46 de de-—
teccién y unidad légice de defecto de botella. Cuando ha
sido detectado en la estacién B un recipiente 14 de vidrio
defectuoso, el reld 58 se cerrard en respuesta a ello y com
pletard por consiguiente un circuito con los conductores
50a y 50b. BL circuito se completa con un aislador 60 épti
co. El aislador 60 6ptico es de un tipo generalmente conven
cional que contiene en su interior un fotodiodo 62 que es-
t4 conectado en gerie con los conductores 50a y 5Cb y el
rold 58, y un fototransistor 64 cuya base estd situada pe-
ra recibir energia luminosa procedente del fotodilodo 62

cuando estéd encendido. En funcionamiento, el cilerre del rg
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148 58 permitiréd que fluya potencia a través de los conduc—
tores 50a y 50b, observdndose que los conductores 50a y 50b
estén conectados entre los extremos de una fuente 59 de alji
mentacién de tensién, indicada a modo de ilustracién como
fuente de corriente alterna, excitando asi el fotodiodo 62.
Esto permitird a su vez que el fototransistor 64 genere una
gsefial de salids de su emisor a lo largo de un conductor 66.
Obsérvese gue el colecter del fototransistor 64 estd conec-
tado & la fuente de alimentacidn de tensién positiva del
eireuito. De un modo similar, los conductorss 5le y 51b eg
t4n conectadosa un reld 68, los conductores 52a y 52b & un
reld 70, los conductores 53a y 53b a un relé 72, y los con
ductores 54a y 54 a un relé T4. Los relds 68, T0, 72 ¥y T4
ostdn también conectados a la fuente 59 de tensién del mig
mo modo gue el relé 58. Los relés68, 70, 72 y T4 correspon
den a las estaciones G, Dy, E y F de inspsccién y se cerrae-
rén en respuesta a un recipiente 14 de vidrio defectuoso
que esté siendo detectado en estas estaciones. Como era el
caso del primer par de conductores 50a y 50b, la totalidad
de los otros conductores 5la a 54b estén conectados a aislg
dores Spticos 76, 77, T8 y T9 respectivos. EL funcionamien-—
to y mision de los aisladores 76 a T9 6pticos es idéntico
al descrito con recpecto al aislador 60 6ptico y sercree
innecesaria una discusién detallada adicional. Ademés, to-
dos los demés fototransistores en lLos aisladores épticos

76 a 79 tiensn sus colectores conectados a la fuente de ten)
gibén positiva del circuito. De un modo similar, cada uno
de los aisladores 76 a T9 Opticos pressntan salidas indivi
duales de sus emisores sobre conductorss respectivos 82,

83, 84 y 85. Por supussto, se entiende que estas sefiales
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de salida sserén generadas sobre estos conductores solamen-—
te cuando ha sido recibida una sefial procedente de la estg
cién de inspeccién adecuada que indica la presencia de un
recipiente 14 de vidrio defectuoso. El conductor 66 proce-—
dente del aislador 60 éptico estd conectado a la entrada
de activacién directa de un primer circuito 88 biestable.
Bl circuito 88 biestable contiene, ademds de la entrada de
activacion directa, una entrada D de activacién condicional,
una entrada C de impulgos de sincronismo y un terminal Q

de salida. Bl circuito 88 bisstable es proferiblements un
modelo CD 4013 AE fabricado por la RCA Corporation. Egte
tipo particular de circulto biestable es del tipo circulto
principal-circuito subordinado que indica que interiormen-
te existe una transferencia de dos pasos de informacién deg
de 2l terminal D sl terminael Q antes de que‘el terminal Q
produzca como salida la infornacién presentada al terminal
D. Esta funcién es de importancilae por cuanto existe un re-
tardo en la propagacién de informacién a travéds del circui
to 88 de bdsculg bisstable. Esta propiedad particular serd
ventajosa, como se describird posteriormente. Hubilese sido
posible utilizar otros tipos de circuitos biestables, y las
condicionses para su utilizacién se describirdn con respec—
to a le descripcién del procediuiento de sincronismo de losg
circuitosde bédscula biestable., El terminal D del primer ciy
cuito 88 bisstable estd conectado a masa pars assgurar que
no se aplican entradas falsas o extrafias en esta unidad pan
ticular. La tnica entrada del circuito 88 biestable estéd
egtablecida a travéde del terminal S de activacidén directa
¥y proceds del aislador 60 éptico. De este modo, una seilal

aplicada al primer circuito 88 biestable indica gue ha si-
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do detectado en la estacién B de inspeccién un recipiente
14 de vidrio defectuoso. Con el fin de presentar una sefial
consistente al circuito 88 biestable cuando no existe se-
fial procedente del aislador 60 6ptico, el terminal S del
primer circuito 88 biestable estd tembién conectado a ma-—
se a travéds de una resistencig 90. El terminal de salida

Q del primer circuito 88 biestable estéd conectado al termi
nal de activaclén condicional o terminal D de un segundo
circuits 92 biestable que es idéntico sl primer citecuito
88 biestable. Similarmente, el terminal de salida Q del
gsegundo circuito 92 biestable estd conectado al fterminal
de entrada D de un tercer circuito 94 biestable. El termi-
nal de salida Q del tercer circuito 94 biestable estd co-
nsctado al terminal de entrada D de un cuarto circuito 96
biestable, E1 cuarto circuito 96 biestable tiene su termi=-
nal de salida Q conectado al terminel de entrada D de un
quinto circuito 98 biestable. El quinto circuito 98 biesta
ble tiene su.terminal de salida Q conectado al terminal de
entrada D de un sexto y Ultimo circuito 100 biestable. Hay
por consiguiente un total de seis circuitos blestables, cin
co de los cuales son utilizados pare almacenar informacién
relativa a hotellas defectuosas que son detectadas en las
estaciones B, C, D, B y ¥, El segundo circuito 92 biesta~
ble tiene su terminal S conectado al conductor 82 que es
porbtador de informscidén vrocedente del aislador 76 6ptico
relativa a defectos que se producen en la estacién. C, Co-
mo era el caso del primer circuito 88 biestabls, el segun~
do circuito 92 biestable tiens tambidn su terminal S conec
tado a masa a través de una resistencia 102. El tercer cir

caito 94 biestable tiene su terminal S conectado al condugc
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tor 83 que es portador de informacién procedente del als-
lador 77 éptico que indica la presencia de un recipiente
14 de vidrio defectuoso en la estacion D. Una resistencis
104 conecta el terminal S del tercer circuito 94 bilestabls
a masa. Bl cuarto circuito 96 bilestable tiene su terminal
S conectado al conductor 84 que es poriador, & su vez, ds
une sefial procedente del aislador T8 6ptico que indicaré
la presencis de un recipiente de vidrio defsctuoso en la
gstacién BE. Una resigtencia 106 conecta el terminal S dsl
cuarto circuito 96 biestable a masa. El guinto circuito 98
biestable es la unidad final que recibe realmente informa-
cién directa relative a la dstecclén de un recipilente de
vidrio defectuoso durante el ciclo de inspeccién. ELl con-
duector 85 esté conectado al terminal S del guinto circuito
98 biestable y es portador de informacién procedente del
alslador 79 6ptico que indica la deteccién o presencia de
un recipiente de vidrio defectuoso en la estacién F de ins~
peccién. Una resistencia 108 conecta el terminal S del quiny
to circuito 98 biestable & masa. El sexto circuito 100 bieg
table es un circuito bisstable de salida final que es por—
tador de la suma total de la informacidén que ha sido elma-
cenada en log cinco circuitos bisstables precedentes. Su
terminal S eatd conectado a masa directamente para evitar
la entrada de cualquier sefial en este terminal particular
del circuito 100 bisstable. Esto 28 necesario porgque cual-
guisr informacidén ingresada en el circuito 100 bilestable
debe ser informacién que ha pasado & través de los circui=-
tos biestables precedentes en serie. Estarsa claro, por con
siguiente, de esta disposicién y conexién de unidades que

cualguler sefial indicative de la presencias de un recipilen-
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te 14 de vidrio defectuoso en cuslquiers de las estaciones
de inspeccién es ingresada independientemente en su cireul
to respectivo de béscula bisstable en el instente en que
es detectado este defecto. Esta informacién es entonces
degplazada secusncialmentes a medida que este recipiente de
vidrio particular es desplazado en forma fraceionada de es
tacién en estacidtn hasta que la informmcién ingresa finale
mente en el Wltimo circuito 100 bisstable. En este insten-
te, debe tomarse la decisién de aceptar o rechazar el reci
piente 14 de vidrio que ha pasado a travéds de la méquina
10 de inspeccién completa. Es utilizado un circuito 110 an
tirebote de tiempo de subida corto pare proporcionar un im
pulso 3e sincronismo de subida muy rédpida y para superar
cuglguier tendencia del conmutador 36 a rebotar durante su
ciclo. Como es evidente en la figura 2, el conmutador 36
estd conectado a masa y tliene dos terminales indepsndientes
uno conectado al conductor 40 de salida y el otro conecta-
do alconductér 41 de salida, ELl conductor 41 de salida es-
t4 conectado a uno de los terminales de entrada de una pri
mera puerta 1ll2 "Y" inversora. El conductor 41 estd tambiédn
conectado a la fuente v+ de alimentacién de tensién positi-
va del circuito a través de una resistencie 114, E1l conduc-
tor 40 estd conectado a uno de los terminales de entrada

de una segunda puerta 116 "I" inversora. El conductor 40
estd también conectado a la fuente de alimentacién de ten—
gién positiva del circuito a travéds de una resistencia 118.
El terminal de salida de la segunda puerta 116 "Y" inverso
re estd conectado a un segundo terminal de entrada de la
primera pusrta 112 "Y" inversora mediante un conductor 120.

La salida de la primera puerta 112 "Y" inversora estéd coneg
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tada & una segunda entrada de la segunde puerta 116 "Y" in
versora a través de un conductor 122, La salida de la pri=-
mera puerta 112 "Y' inversora estd tembidn conectada al ter
minal C o terminal de entrada de sincronismo de todos los
circuitos biestables 88, 92, 94, 96, 98 y 100 a través de
un conductor 124. La salida de la primers puerta 112 "Y"
inversora estd tambidén conectads a uno de los terminales

de entrada de una tercera puerta 126 "Y" inversora median-
te un conductor 128. El terminal Q de salida de circuito
100 biestable final estéd conectado a un segundo terminal

de entrada de la tercera puerte 126 "Y" inversora a través
de un conductor 130. El terminel de salida de la tercera
puerta 126 "Y" inversora estd conectado a un reld 132 de
control mediante un conductor 134. Le salida del relé 132
de control es el conductor 56 gue controla el funcionamien
t0 cliclico de la vélvula 28 des solenoide.

Bl funcionasmiento del sistema de memoris expues-—
to en la figura 2 puede describirse como sigue: durante el
tiempo en que la leva 34 estd indicando que tiene lugar el
ciclo de verificacién de los recipientes 14 de vidrio, el
conmutador 36 estd en la posicidén representade en la figu-
ra 2. En estas condiciones, la resistencia 114 estd realmen
te puesta a masa y no puede suministrar la tensién v+ a la
entrade de le puwerta 112 "Y" inversora. Por consiguiente,
la pusrta 112 "Y' inversora tiene una entrada cero en egte
tiempo. Es bien conocido que las caracteristicas de las
puertes "Y" inversoras son tales que si una de las entradas
a una puerta "Y" inversora tiene nivel cero la salida de
la puerta "Y" inversora debera tener nivel "uno" o nivel

alto independientemente del estado de las otras entradas a
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lg wisma. Por consiguiente, el conductor 122 tendr4 un ni-
vol alto o una sefial de "uno" l6glco aplicada a una de las
entradas de la segunda puerta 116 "Y" inversora. Puesto que
ol conductor 40 no estéd conectado a mase en este tiempo, la
resistencia 118 conecterd la fusnte de tensidén a la otra
entrada de la segunda puerts 116 "Y" inversora haciendo por
consiguiente que la salida de la segunde puertas 116 "Y" in-
versors tenge nivel cero o nivel bajo. Esta sefial serd
transmitida a lo largo dsl conductor 120 hasta le otra en-
trada de la primera puerta 112 "Y" inversora. la salida ds
la primera puerta 112 "Y" inversora que estd, por consi-
guiente, & nivel alto o con estado légico "1", serd trans-
mitida e lo largo de conductor 124 a las entradas de sin-
eronismo de todos los circuitos biestables. Los circuitos
biestables son todos del tipo que transmitiréd en sincronig
mo o desplazard la informecién en ellos en un paso siempre
que se presente a ellos un impulso de excursién positive.
Obgérvese que, puesto que todos los circuitos biesteble son
hechos bascular en sincronismo por el wmismo impulso, es ne-
cesario que el tiempo de subida del impulso de sincronismo
gsea, inferior al tiempo total de propagacién dentro de los
circuitos biestables. En este caso, estos circuitos biestg
bles parbiculares tienen un tiempo de propagacién de apro-
ximademente 150 nanosegundos como resultado de la relacién
de cirecuito principal-circuito subordinado que incorporan.
Por consiguiente, el tiempo de subida del impulso de sincro
nismo que es generado por le primera puerte 112 "Y' inver-—
sora deberd ser inferior a 150 nanosegundos. Esto ocurrird
as{, como se demostrard, y por consigulente la informacién

contenida en los circuitos 88, 92, 94, 96, 98 y 100 biesta-
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bles serd desplazada un paso cuardo se reciba el impulso

de sincronismo. Supéngase, por ejemplo, que ha sido detec-
tado un recipiente de vidrio defectuoso y que esta informsg
cién es almacenada en el circuito 98 biestable que indica-
ria entonces que la salide Q del circuito 98 biestable tig
ne nivel alto o nivel légico "1". Cuando ge produce ol im-—
pulso de sincronismo, esta informacién es entonces despla-
zada al circuito 100 biestable que presenta entonces esta
Informecion sobre su terminal Q de salida a lo largo dsl
conductor 130 a la pusrta 126 "Y" inversora. Simulténeamen
te, la salida de la pusrta 112 "Y" inversora tendrd nivel
alto o estado légico "1l" y sste egtado serd transmitido pox
el conductor 128 hagta la puerbta 126 "Y" inversors. Egte

es un egtado singular para la puerte 126 "Y" inversora, es
decir dos entradas simulténeamente a nivel alto, y la sa-
lida de la puerbta 126 "Y" inversora serd una sefial cero a
lo largo del conductor 134. Obsérvese que mientras estas
seflales de la puerta 112 "I" inversora permanecen en esta-
do activo durante la totalidad del periodo de verificacidn,
todos los circuitos Dbiestables serdn basculados en sincro-
nismo solamente una vez durante este tiempo puesto que resg
ponden solamente a la tensién de excursidén positiva que se
produce al comienzo del ciclo de verificacién o reciproca—~
mente al final de ciclo de desplazamientc fraccionado. De
este modo, con una sallda cero sobre el conductor 134 al
relé 132 de control, el reld 132 de control transmitird ung
sefial a la vdlvula 28 de solenoide a lo largo del conduc—
tor 56, que hard que la punte 26 permenezce extendids duran
te el perfodo de verificacién. Entonces, durante el siguilen

te ciclo de desplazamiento fraccionado el rascipiente de Vi
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drio que estaba asi retenido serd rechazado por lg barrs
18 desviadora. AL final del ciclo de verificacidén, el con-
matador 36 perderd contacto con el conductor 4l para esta-
blecer contacto con el conductor 40. Cuando ocurre esto,

o5 deseable tener una transicién muy rdplda para proporcig
ner el tiempo de subida corto necesario para evitar el bag
culamiento anormal en sincronismo de los circuitos biesta=-
bles dentro del sistema. También, es deseable evitar sefia—
les ambiguas que resultan del posible rebote de los contag
tos dentro del conmutador 36. Por consiguiente, obsérvese
que cuando un brazo 136 mévil dentro del conmutedor 36 em-
pieza a desplazarse desde el conductor 41 al conductor 40,
la galida de las puertas 112 y 116 "YI" inversoras no cam-—
biarén de estado inmedistamente., Esto es asi porque la puey
ta 112 "Y" invarsora "verd" inmedistamente una entrada de
nivel alto a través de la resistencia 114 conectada a la
fuente de alimentacién de tensioén positiva. No obgtante,
ademds, continuaré "yiendo" una entrada de nivel bajo a lo
largo del conductor 120 procedente de la puerta 116 "Y" in
versora. Cuando se establece contacto del brazo mévil con
el conductor 40, la puerta 116 "Y" inversora tendréd enton-
ces una entrada de nivel bajo, pussto que la resistencia
118 estard ahora puesta a masa, y por consiguiente cambia-
ré de estado inmediatamente puesto que ya no tiene presen-
tadas a la misma dos entrsdas de nivel alto. Del mismo mo-
do, la primera puerts 112 "Y" inversora cembiard también
de estado inmmediatamente en este instante puesto que ten=-
dra entonces presentadas a la misma dos entradas de nivel
alto, a saber la entrada a través de la resistencia 114 co

nectada a la fuente de alimentacidn de tensién positive y
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le salida, shora de nivel elto, a2 lo largo del conductor
120 procedente de la puerta 116 "Y" inversora. ELl resulta-
do og un tiempo de conmutacidén muy corto con un tiempo de
subida de la tensién correspondientemente corto e inmunided
a resultados ambiguos originados por posibles rebotes del
brazo 136 mévil a medida que hace contacte con el conductor
40. Puesto que el conmutador 36 es un conmutador mecénico,
puede existir alguna vibracién en el instante en que se
desplaza el brazo 136 mévil. Sin embargo, como pusde verse
en la descripcién del desplazamiento del brazo mévil 136
desde una posicién a otra, una vVez due se he egtablecido
contacto las puertas 112 y 116 "YI" inversoras cembian de
estado sin ambigliedad y permanscerén en el estado al cual
fueron conmutadas a no ser que ol brazo 136 mévil tenga un
momento suficiente pars hacer contacto nuevamente con el
conductor 4l. Fl resuliado neto es una salida que tiene un
tiempo de subida muy corto y que es inmune a rebotes del
conmutedor. Entonces, al comienzo del siguiente ciclo de
verificacién, el brazo 136 mévil se desplazaréd desde el con
tacto con el conductor 40 a establecer contacto con el con
ductor 41 con el resultado indicado anteriormente de hacer
bascular rdpidemente en sincronismo todos los circuiltos
biestables avanzendo uns pogicién al tilempo que no ss per-
mite que la informecién contenida en ellos se desplace mas
de una posicidén. Ha sido determinado, por consiguiente, que
en general cualguier circuito biestable del tipo circuito
principal-circuito subordinado puede servir como dilsposi-
tivo de almecenamiento de informacidén y elemento de trans-—
misién siempre que el impulso de sincronismo -aplicado al

mismo pueda conformarse pare tener un tiempo de subida que
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gea més corto que el tiempo de transmisidén de la informe-

cién a travds de los circuitos biestables.

RE IVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva, gque se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
%o de Invencidn en Espaila, por VEINTE afios, son los que se
recogen en las reivindicaclones siguientess

18,- Un sistema de memoria mejorado pars una mé-
gquine de inspeccién para recipientes de vidrio en donde
son retiradoé recipientes de vidrio uno a uno de un siste=-
ma transgportador que se desplaze continuamente, en donde
dichos recipientes de vidrio son desplazados fracclonada=—
mente en seris a travéds de una pluralidad de estaciones de
inspeccién y en donde dicha mdguina de inspeccién incluye
unos medios légicos y de deteccidén de defectos de botellas,
que tienen una pluralidad de conductores de selida, para
generar seflales sobre dichos conductores de salida si se
determina que dichos recipientes de vidrio inspsccionados
estén defectuosos en uno o nmés aspectos en cualguiera de
dichas estaciones de inspeccién, cuyo sistema de memorie

comprende, en combinaciont: una pluralidad de circuitos de

bdscula biestable del tipo circuito principal=circuito sue
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bordinado, conectados en serie, siendo el nimero de circul
tos de bascula bisstable de diche pluralidad superior en
une unidad al némero de dichas estaciones de inspeccidn;
medios para conectar un conductor de salids de dichos me-
dios légicos a cada uno de dichos circuitos de béscula bieé
table excepto al Yltimo de dichs pluralidad de cirecuitos
do bésculs biestable; medics de temporizacién pare presen=
tar un primer estado eléctrico cuando dicha mdquine de ing
peccién estéd inspsccionando y un segundo estado eléctrico
cuando dichs méquina de inspeccién esté en su ciclo de des
plazamiento fraccionado; medios electrénicos de circuito
de impulsos de sincronismo, conectados a dichos medios de
temporizacién y a cade uno de dichos circuites de bdscule
biestable, para generar un impulso de sincronismo gue tie~
ne un tiempo de subida més corto que el tiempo de transfe—
rencia de informacién a través de dichos circuitos de bas-
cule biestable en respuesta a la transicién de dichos me-
dios de temporizacién desde dicho segundo estado eléctri-
co a dicho primer estado eléctrico; y medios electrénicos
de circuito de salida conectados a dichos medios de circul
to de impulsos de sincronismo y a la salida del Ultimo de
dichos circuitos de béscula bilestable para generar una se-
fial cuando dicho dltimo circuito de basculas biestable es
portador de una sefial que indica la pregencia de un reci-
piente de vidrio defectuoso y cuando dicho impulse de sin-
cronismo estéd presente.

2a8,~ B1 sistema de la reivindicacion 12, gque in-
cluye adicionalmente: medios que responden & una seflal pro
cedente de dichos medios de circuito de salide para origi-

nar ol rechazo de un recipiente de vidrio defectuoso.
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32.~ El sistema de la rsivindicacitn 12, en don-
de dichos medios paras presentar un primer estado eléctrico
y un segundo estado elécirico comprenden: una levae giraio-
ria; y un conmutador accionado por dicha leva, estando di-
sefiado ol perfil curvo de dicha leva para poner dicho con-
mutador en un primsr estado eléctrico cuando dicha méquins
de inspsccién estéd inspeccionando y en un segundo estado
eldctrico cuando dicha miquina de inspaccidn estd en su ci
clo de desplazamiento fraccionadoc.

48,- Bl gistema de la reivindicacién 12, en don-
de dichos medios elsctrénicos de circuito de impulsos de
sincronismo comprenden: uns primera puerte "I" inversora
que tiene un primer terminal de entrade conectado a masa &
través de dichos medios de temporizacién cuando dicha mé-
quina de inspeccién estd en su ciclo de vsrificacién, un
segundo terminal de entrada y un terminal de salida conec-
tado a un terminal de entrade de sincronismo de cada uno
de los circuitos de dicha pluralidad de circuitos de bds-
cula bicstable y conectado adicionalmente a dichos medios
elactrénicos de circuito de salida; una segunda puerta "Y"
inversora que tiene un primer terminal de entrada conecta-
do a masa a travéds de dichos medios de temporizacibén cuan—
do dicha méquina de ingpeccién estéd en su ciclo de despla-
zaniento fraccionado, un segundo terminal de entrada conég
tado al terminal de salida de dicha primera puerta "Y" ine
versora, y un terminal de salida conectado a dicho segundo
terminal de sntrade de dichse primera puerta "Y' inversora;
una fuente de alimentacién de tensiéni une primera resisbten
cia que conecta dicha fuente de alimentacién de tensién a

dicho primer terminal de antrada de dicha primera puerta
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ny" jnversors; y una segunda resistencia que conecta dicha
fuente de alimentacidn de tensién a dicho primer terminal
de entrada de dicha segunda puerta "Y" inversora.

52,- El sistema de la reivindicacibn 1%, en don-
de cada uno de los circuitos de dicha pluralidad de circuil-
tog de bidscula biestable incluye un terminal de entrsda de
activacién directa y en donde dichos medios para conectar
dichos medios ldégicos a cada uno de dichos circuitos de bés+
cula biestable comprenden: uns pluralidad de aisladores Op-
ticos, en nfimero igual sl nlmero de estaciones de inspec~
cién, estando un aislador éptico asociado singularmente con
cada una de dichas estaciones de inspeccidén, generando di-
chos aisladores Opticos una seiial de salida cuando la esta-
cién de inspeccién con la cual estdn asociados detecta un
recipiente de vidrio defectuoso, como se determina por una
sefial procedente de dichos medios légicos y de deteccidn
de defectos de botellas; y une pluralidad de conductores
eléctricos pars conducir una sefial desde el aislador 6pti-
co asociado con una estacidn de inspeccidén particular has-
ta el terminal de entrads de sctivacién directs de uno de
dichos circuitos de bascula biestable que estd agociado con
la primera de dichas estaciones de inspeceidén y del enési-
mo de dichos circuitos de béscula biestable que estd asocia-
do con 1la estacidén enésima de dichas estaciones de inspec-
cibn.

62,- Un sistems de memoria mejorado para una mé-
quina de inspeccidn para recipientes de vidrio.

Tal y como se ha descrito en 1la Memoria gque an-
tecede, representsdo en los dibujos que se acompailan y con

los fines que se han aspecificado.
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Tsta Memoria consta de venticuatro hojas escri-

tas a mdquina por una sola de sus caras.

Madrid, 20.JUL1970
PuAe
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